 Аналітичні вирази для функції розподілу електронів за енергією у запорошеній плазмі, що підтримується зовнішнім електричним полем
Глазков А. О. (проф. Денисенко І. Б.)
        
 Головною метою цієї роботи було поглиблене дослідження та детальний аналіз функції розподілу електронів за енергією (ФРЕЕ) у запорошеній плазмі. Ми ставили собі за мету отримання аналітичних виразів, які можна було б використовувати для розрахунків ФРЕЕ. Також у цій роботі був проаналізований вплив порошинок, що мають субмікронний розмір, на досліджувану функцію розподілу. Результатом цієї роботи є отримання аналітичних виразів для ФРЕЕ в аргоновій запорошеній плазмі. У роботі було показано, що отримані формули можуть бути використані для обчислення ФРЕЕ як для випадків високочастотного запорошеного  газового розряду, так і для випадку розряду постійного струму. При отриманні аналітичних виразів для ФРЕЕ зіткнення між електронами не враховувалися. Також ми не враховували трансформацію електронів з високими енергіями у так звані низькоенергетичні електрони, що має місце при непружних зіткненнях електронів з атомами. Але не зважаючи на зроблені припущення, отримані з аналітичної моделі у локальному наближенні функції розподілу електронів за енергією якісно узгоджуються з експериментальними залежностями та з результатами числових розрахунків [1-4]. Дослідження та порівняння отриманих параметрів з аналогічними величинами, що були отримані у результаті числових розрахунків, було зроблено для різних радіусів порошинок та різних їх об'ємних густин. Також були отримані залежності для ФРЕЕ для різних частот поля, об'ємних густин електронів та амплітуд високочастотного поля. Було з’ясовано,  в якому діапазоні параметрів плазми можливо використовувати спрощену аналітичну модель для знаходження ФРЕЕ. Проаналізувавши вплив порошинок на ФРЕЕ, ми також показали, що зростання концентрації порошинок в об'ємі плазми може привести до максвелізації функції розподілу електронів за енергією. Було з'ясовано як заряд порошинок та ефективна температура електронів, що були розраховані за допомогою аналітичної моделі, відрізняються від відповідних значень, що були отримані у результаті числових розрахунків.
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